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Esta invencibén se relaciona con un sistema de identie-
ficacién pars aparato clasificador y en particular para Q0 ==
que clasifica plezas de materizl que se desplesan a través del
aparato en una corriente irregular.

Er la clasificacibén de plezas de materizl, tales comec
piezas o particulas de mineral, es convenlente poder snalisar
¥ er\raluar cada mwa de ellas mientras so desplaza a través de -
la zona de clasificacitn y rechazar ¢ acepiar pleszas individua
les sobre la base de la evaluacifn. Esto proporeiona una clasi
ficacliln muy eficiente. Se ha comprobade la diffcultad de sepg
ror las piezas de manera que queden sdecuadamente espaciadas =
con una deseada precisibn de espacliamiento, tal como en colume
nas de plezas éspaciadas, pudiendo tener por resultado una me=
nor eficienciz que sl les piezas de material se mueven en una
corriente irregular. Sin embarzo, cuande %zles piezas se mue-
ven a través de una Zone de clasificacién en wna corriente —-
irregular, es necesario evaluar o anallizar cada pleza con re-
farencia a la posicifén de la misma en la corriente, de modo -
gue pueda ser aceptada o rechazada una pieza individual cuando
pasa por sl medio rechagzador. Aungue la clasificacibn de ma =

‘eorriente Lrregular tiene normelmente por restliadoc un mayor -

rendimiento y efloiencia, de ordinario se requiere wn sistema
nés eomplejo.

n 'un aparato clasificador de %ipo fotométrico, por
ejemple, las piezas de material se mueven a través de wia 20=
na de clasificacifén en una corriente irregular y un dispositie
vo de exploracién efectla repetidas exploraclones a través de
la corriente para proporcionar una sefizl de avuerdc eon oler~
tas earacterfaticas de las plezes exploradas, la sefial se ~=

' acumula por eada exploracifn pars proporclenar datos represens
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tativos de la.;s caracterfsticas de tales plezas. Estos datos
han de relacionarse con cada plega ¥y con la posicidn de oada
ung de allas, de manera que pueda ser aceptada ¢ rechasada -
de acuerdo con ¢l anflisis de 1los datos. Ssta obtencifén de -
datos y su relacidn con una plese particular y oon la posi-«
clfn de 1a nisma, e ha denominado "identificacifn®™ en el --
arte de la clasificacibn,

Se conogen en la téonica anterior warios tipos de -
aistemas de identificaciln. Por elemplo, uno de tales tipos de
aparatos tiens una gona de clasificacidn con une serie de cang
les imazinarios extendidos longitudinalmente a través de dicha
zona. Estos canales son definidos por un medio rechazador gus
se extiende a travis de 1la zona de clasificacién cerca del ex~
ftronmo de la misma, Bl medio rechazador comprends una serie de
dispositivos rechamadores aituados uro al lado del otro, cuwe
yos dlapositivos son comfinmente toﬁeras proyectoras de aire ~
destinadas a dirigir un chorro de alre de la anchura de wn cg
nal ®imeginario" hasia la corriente irregular para desviar e
plezas de materlial gue se mueven a lo largo de sse canal par-
tioular. El dispositivo rechazador puede desviar una pleza que
se extlende totalmente dentro de su canal, perc puede dssvier
o 1o una plegza extendida parciaslmente en su canal y parcial=-
mente en uno o ms canales adyacentes. En este tipo de spara-
to, cada canal es tratado como ung unilded. Es decir, la zonp
d¢ clasificaclén eo exploreda y la informacifn de $ol exploe=-
racifn sobre las caracteristicas del materfal explorado es «==-
aslgnada a mea wnidad circuital por cadas respectivo conale ==
Una wnidad puede comprender uma memoria parz almacenar datos
sobre tales caracterfsticas, un dispositivo analizador de los
datos, mn dispositivo de decisibn que pxopanéiona ma sefial -
de aceptacibén o de rechazamiento sobre la base de log datos -
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enalizadogs y un circufto de control para acciomar el respese
t1vo dlupositivo rechazador de acuerdo con la sefial de deci~
sif6n. Se veri que una plesa de material extendids parelalmen
12 en mn eangl y parcialmente en ¢l canal adyacente serf dxz
tadz con dos wnidades separadas y el sistema circuital de ==
cade canal procesard los datos corregpondlenies a esa canal
para establecer una decisifn basads en los datos del mismo.
83 la piega de mebterlsl se cxtendiese en un tercexy canal, es~
t8 trabteria esa porcifn como una wnided. Como Ia pozeiln vae-
liosza ¥ la porelln residual podrfsn exienderse en diferentes
canales, wia pleza situada en npis de wn canzl podzrfa no ser
correctamente olasificadas

Otro tipo de aparato de la téonica anlerior esifi =
dentinado a analizar cada plega de maberizl separadamente, -~
sin teusr en cuenta la posfclln o nfmero de canales ooupados
por la plesa de material.. En este tipe 4o aparato hebfa wune
serle de mSdulos (inferior al nfnero de canales) y ecada mbdue~
1o se "fijarfan sobre una pieza de material. Is declr, cusndo
1la exploraciln encontreba una nueva pieza, el primer mbdulo -
dfsponidle atendenfa a esn pieza y acwmlaerfe datos sobre la
misme, exolusivamente; correspondientes a fodas las explora~
ciones gue la yecorriesen. Luege enaﬁ.zar.{a los dzkos y proe-
porcionarfs una sefial de decisidn. Eaba habria de relacionay-
se luego con los partioculares csnales (es decir, dispositivos
rechazadores) inmplicados e igualmente se proporcionarfs 1g ==
extengifn longitudingl o tamafio a los di_spositivas rechazadoe
res para cronBmetrar el chorro de rechazamiento. Aungue esto
normglmente reducia el nfimero de eircuftos de anflisis y deci~
sién, requerfa una cantidad muy considershle de complejos cir-
ouftos para relacionar um mdédulo cc;n 8l canal 0 cannles HPrGee
piados. '



Ia prasente invencifn requiere un sistema ecireuilal
relativamente sencillo y al mismo ticmpo proporcions uma =-
buena clasificacliln de plezas do material, que en loa apars
tos de 1a tfonica anterior se considerarfan situadas en des

Se o mis canales.

La invencién permite una serie de canales analiza-
dores guperpuestos, en virtud de lo cual una plezs de mabtew
rial que se extlenda fuera de wn particular cangl aunaliza~-
dor se encontrari en la mayorfa de los casos sustanciaimen

104 te deatro de otro canal superpueato.

Ds acuerdo con un agpecto de la invenciln, sa pro-
poreions un alstema de identificacién para un agaré,ta clasi-
ficador de plezas de material que se tmusven a iravés de una
sona clasificadora en una corriente irregular de trayectoria

5. omplia, que comprende medlom de exploracidn pera efectuar =
repetidas exploracionss a través de la zona de ala-.eﬁ'_icacién
¥ dstectar luz reflejada desde 4rcas separades de cada pleza
de material mientras la exploracién recorre dicha pieza ¥y pa
Pa proporcionar una seilal de exploracifn representativa de la

20 lug reflejada; medios deflectores situandos comriente abajo -
de los medios de ocxploraciln y que comprenden una serio de =
dispositivog deflectores extendidos a través de la zona de =
clapificaciln, presentande cade dispositivo una primera con-
dicién gue permite que las plezas de material gque pagsan por

25. §1 sigan una predeterminada trayectoria y mma segunda condie

- oifn, que desvia las plezas de material pasentes de dicha ==
traysesoria predeterminada; medios electrfnicos que generan -
seifales dc cronomeiracidén relacionadas con ol rilme con gue -
1o exploracifin regorre la zona de clasificacifn, representando
30. dichan sefielos da croncmetracifn una serie de cansles analiza-
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dores superpuestos, cada uno de e€llos exterdido paralelamene
te a8 la direccifn de movimiento de las plszas de material a
través de la zona de clasificacibn; medios cireuitales para =
cada canal de andlisis, eada uno de los cuzles recibe la refe
rida gefial de exploracién y una respectiva sefial de cronometrg
clfn para acumular informaciln de la sefial de exploraciln re-
lativa a pilezas de material situadas en el respectivo cannl =
de amilisis y proporcionar uma sefial de¢ decisidn basada en la
informacibn asumulads sobre ung plesa; y medlos de control para
cada canal de anilisis relative 2 la sefizl de decisifn para -
adcionar una serie de dispositives de deflexifn extendidos e-
por lo mencs en toda la anchura dol elfado canal de anfliais,
De acuerdo con oiro aspecto de la invenclén, se pro
porciona un gistema de identificaoibn para nn aparato clasifi-
ecador de pliezas de material que se mueven a través de uma zona
de clasifiecacibn en una corriente irregular de traysctoria ame
plia, que comprende medios de exploracién destinados a efege=
tuar repetidas exploraciones a través de la zona de clastfica
eidén para detectar luz reflejada de zonas separadas de eada =
pieza de material mientras la exploracifén recorve esta piega
¥ para proporclonar wma sefial de explorscién representativa -
de la luz reflejada; medios deflectores siiuados corriente -~
abajo de dichos medios de exploraciln y que comprenden una se¢
rie de dispositivos deflectores extendidos a través de la c¢i~
tada zona de clasificacibn, presentando oada dlaposmitivo wna
primera condlieidn que permite a las piezes de materlal que =~
pasan por 81 seguir una predelerminada trayectoria no desvipe
da, y una segunda condioién que desvia las plezas pasantes de
dicha trayectoria predeterminada; medioé electrblnicos que ge-

nepan sefisles de cronomstracién relacionadas con el ritmo con
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que la exploracifn recorre la zona de clasificaciln, repre-
sentando tales gsefiales de cronometracifn a) una serie de ca-
nales de andlisis superpuestos, cada wno de los cuales se eX
tiende paralelamente a la direccifn de movimiento de las pie
S. gas de material a través de la zona clasificadora, comprens-
diendo dlcha serie wn primer conjunto de canales analizadarés
dispusstos g través de la ~referida corrients irregular de ==
trayectoria amplia y que presentan un espacio predeterminado
entre af, y por lo menos un segundo conjunto de canales anali-
10. gadores, cada uno de ellos extendido a través de un respecti-
vo espaclo predsterminado enire canales adyacentes del primex
oonjunto y cada wno de los cuales se superpone a porciones de
eanales del primer conjunte citado adyacentes al espacio pre=-
determinado entre ellos, y b) un canal seleccicnador por gada
15. canal analizador, eentréindoge cada canal ssleccionador respec-
to a un correspondiente canal analizador y teniendo una anchuw-
ra inforior a la de 8ste Gltimo; un primer medio circuital por
cada canal selecclonador, recibiendo cada uno la cltada seffal
de exploracifn y una respectivs sefial de selecelén ¥ propoles
20. cionando una sefial habilitadora cuando se detecta wua pleza =
de naterial en el respaective canal selescionador; un segundo
modio clroultal por cada ecanal analizador, recibliendo cada wio
ung sefial habilitadora de un corresponifente primer gedio cire
cuital, la referida sefial de exploracifn, y wna respectiva me-
2. fial de cronometracibn del canal analizador y, cuande es habili=
tado, acunulaido informacibn relativa a piezes de material si-
tnadas en el reapectivo canal analizador y proporcionando una
aefial ds decisién besada en la informacifn acumilada; y medios
de control para cada canal analizador gque responden a le mels-
30, cionads seflal de decioidn de un respectivo segundo medio olr--
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cuital para accionar desde la primera condicifn mencionada
a la segunda un ntmero de dispositivos deflectores extendi~
dos por 1o menos en toda la anchura del canal canaligador.

Seguldamente se describird la invencién con referen
eclz a los adjuntos dibujos, en los cualess

La figura 1 es una vista latersl esquemitica de um
aparato claslificador que incorpora un sistema de identifiecg
elfn de acuerdo con esta invenci&n.

las figuras 2(A)s (B)s (C)s ¥ (D) son vistas esque-
witices parciales de los medios rechazadores de algunas versio
nes diferentes del aparato clasifleador, indicando les divere
gs08 canales. A

YLa figura 3 es mn diagrama en hlogues esquenitico we
que muestra ung versiln de la invencifn.

In figura 4 es un diagrama de formas de onda Gtil en
1z deseripeibn del diagrama de la figura 3.

Ias figuras 5(4) y (B) scm dtbujos ssquemiticos que
muestran piezas t{picas de material en una zona clasificadors,
11 en la descripelfén del funcionamiento del aparato.

Las figuras 6(A) y (B) son dibujos esquenmbticos de -
plezas de material que se hallan en contacto.

La figura 7 es un diagrema en bloques esquemitico =
que muestra ofra versifn de la 1nvénc16n'

Ia figura 8 (en la misma lémina &e dibujos que la £1
gura 1) es mn dlzgrama de forma de onda ﬁtil en 1a desoripee
ofifn del funclonamiento a que ge refiere la figura l.

Se describiri la inveneifn relacionada con la clasi«
ficacibo de minersl, pe?o resultard svidente gue aquélla puede
emplearée para identificar en 1&5 ingpeceiln o ciasificacién de

otras piezas de material.
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En la clasificacifn de mineral, los tamafics o nivee
les de bamafios de los piezas o perticulas son de cleria ite-
portansia. Los tamefios de particulas se expresaa srdinariamen
te en términos de dimensicnes de cribas de mallas cuadrades z

5 través de las cuales las partfoulazs pasan 0 no. For sjemplo,
un grupo de particulas designadas por 25 mm a %10 e (0 sine
plemente «25 mn 4 10 mm) constard de particulas que pasan z -
través de una oriba de malla cuadrada de 25 mm, pero no a tra-
vén de¢ una de 10 mm. La gama de tamafios de pileszas de roca 0 ==

10. particulas que generalmente se considera factidle clasificar

- mediante maguinaria subomftica es muy aproximadamente de «150 mm
+10 mm, pero no es posible clasificar toda lz gama en wna sola
méquina para una corrisnte irregular. Toto se debe a que lag =
partfculas mayores tienden a ocultar las més pequefias. Algunas

15. de laa gamas de tamefios tfpicas para swilnistros a una Bola =~
méquina clasificadora podrfan ser cualesquiera de las siguien=
tes:

«150 mm 475 mm

=125 me +50 om

20. «100 ma 450 m
~75 wmn +35 mn

=50 m +30 mm

«40 mm +15 o

«25 mum 410 mm

25 Se obacrvard que, muy aproximadamente, la criba mis
basts tiene un paso de dos a dos veces y media mayor que el
de la criba mfs fina. Se ha obgervado en la préctics que este
orden de relaciones permite uma efectiva rcla'aiticacibn sin e~
ningung, indebida ocultacidn de las particulas menores, a tien

30. po que mantiene un buen ritmo de claaifiéacidn_.
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£l sistema de identificacifn aguf{ deserito puede ~-
adaptarse 2 cualquiera de las geras de tamefios anterlormente
indicadas. Pars cunlquier gama de tamasfics, deberdn seleccio-
nayse ciertos parémetros en el disefio del sistepa. Por egjelw
plo, el nfimerc de dispositives rechazadores {que son normele
mente toberag proyectoras de aire) ha de seleccionarse, fie-
jéndose entongces la anchura o extensiln lateral de cades dic~
positive. 5i una gems de suministro o un sparato clasificador
es de =40 mm 415 mn y la zona de clasifieacifén es de 800 mm.
de anchura, entonces una adecuada disposicidn podrfa ser, pox
ejemplo, de 40 toberas proyectoras de alre, cada una de 20 mn
de anchura. Una particuls menor en esta gana de tax.né.ﬁos con ~
esta configuracién de toberas podria dar lugar a un chorro de
aire desviador de una tobare o de dos, dependiendo de le posi

eibn y eonfiguracidén de la partfcula, en tanto gue una partf-

cula mayor podriz requerir un chorre de des o quizd tres tobe
ras. 8¢ veri que la seleccidn de un tamafio particular de tobe
¥a se halls asociada a una particular gams de tamafios o quizéd
& dos o tres, debliéndose efectuar won seleceiln diferente pa-
ra otras gamas de tamafios.

Con refereancia shora a la figura 1, se mugstra VIL e
aparato clasificedor de pleszas de material que, por convenien
cip en la deseripeiln, se considerari que se desplazan a tra-
vés de aquél en una corriente irregular de trayectoria amplia.
Ia expresifn "corriente irregvlar de trayectoria amplia® se¢ =
reficre a2 uma corriente de partfculas que se musve en una al-
rageifn detersinada ¥ que presenta un glineamlento y espacla-
mlento irregulares o dispuestos al azar, con una suficiente -
anchura para permitir el desplazamiento de ima gerie de parti=
culas dispuestas unas al lado de otras. Se muestra mma tolva -
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10 comtnniendt; una, cantidad de piezas o partficulas de roca 11,
de manera gue tales partfculas sean descargadas sobre una plaw
taforza vibratoria 12 suspendida por resortes l4. Un motor vi-
bratorio 15 mueve dicha plataforma 12 de manera bien conocida
en la téenfoca. La plataforma 12 dsscargs pa:tigmlaa 11 sobre =
una placs deslizante 15 que acelera y diatribuye las mismas 8g
bre la superficie de una cinta 16 en una corriente lrregular
de tmoatoéia amplia. La cinta ain f£in 16 es sostenlds por ==
suedas libves 17 entre un radille delanterc 18 y un rodlllo ~
gecionador 20. Este filtimo es movido por un motor Zl.
Las partfculas de roca 1l se mueven sobre la cinta

16, x:a.aa_ndd por un dispositivo explorador 22 y descargéndose
en ma trayectorias de cafda lidbre en el rodillo delanterc 18.
Las partfculas pasan por un medlo rechagzador 23, que puede com
prender u'aa serie de dispositivos rechazadores adyacentes, ta~
les como toberas proyectoras de aire 24. Una placa protectora
25 situada inmedistamente encima de las toberas 24 protegs a
Sstan contra dafios acoidentsles, gue posiblemente serfan can~
sados por una posicifn anormal de las rocas. La placa prolece
tora 25 3;10 es normalmente tocada por las partfeunlas pasantes.
Se diapoiims una placa divisora 26 debajo de las toberas pro=-
yootoras' 24, situada de manera que las partfoulae no desviadas
calgan pbr. un lado sohre una cinta 27 y las paxtieulaa desvine
das pasen por el otro lado ¥ calgan sobre la cinta 28.

o Por el conductor 30 se camblan seflales de cronomatra
elfn y conbrol entre el dispositivo de exploracifn 2y4 -~
equipo 31 del siptema de ldentificacitn y ol medic rechazador
23 xac:lbe pefiales do control por el cosduetor 32 desde al equi
po 31. El dispositive de expmnaeiéz_i 22 proporciong infornges~
elbn eob%:a la zona explorade a través del conductor 33 al equi
pe 31 del sistema de identificacién..
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Rl gistema de identificaciln utiliza variosg cansles

.analizadores y seleccionadores, come puede verse en general

oon referencis a la figura 2. Con referencisz en primer lugar
a la figurs 2(A), se muestra uwna porcilén del medic rechagfe~
doy 23 con toberas proysctoras de aire 24. Esbas toberas de-
finen, cada una de ellag, un canal i:ﬁa.ginario, varios de los
ecvales ge indican y designan por Bl, B2, Bl, B4, elce. Estos
son "canales de proyeceibn’. Se muestra en Al um pafmer ca-
nal analizador, cemtrado sobre la linea divisoria entre los
canglen de proyeceién 31 y B2. En A3.se misgtra un segmndo -
canal analizedor, centrado sobre la linea divisoria eanire los
canzles de proyeccidn B3 ¥ B4. Estds canales analizadores =
tilenen una suchura ajustable que es supsrior a lz 43 wu cae-
nal de proyeceifn e inferior a la de dos de ellosm, seleceio~
nindoge preferiblemente de modo que sea Jjustamente infexrior -~
& la de dos de estos canales de proyeeccifn, Hay otra serie w=
de canales anallszadores superpuestos, indicéndoge uno de ellos
e A2, que se muestra eentrado sobre la lfnea divisozia antzé
103 canales de proyscceiln B2 y B3. Los canzles anglizadoras
Aly A3s ASgetee ¥ Az; A4, A6, ete. continfian supesponiéndose
de igual manera a través de la anchura del medio rechazadon,
For D1, D2, D3, etc. se indica una serie de canales selecto-
res, que también se extienden a través de la anchura del mew
die rechezador. Gada cansl selector es normalments glgo fnfe-
rior en anchura a un cangl de proyeccifn y estéd centrado sobre
1a lfnea divisoria eantre cada cansl de proyecoiln, tal como -
ge muestra. La anchure de los canales selectores es taubién -
ajustable pera adaptarla a difierentes situaciones de clasifi-

eacibn.

Se veré que en cads cztremo del medio rechazador hay
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una porcifn de camal analizador y una poreidn de canal selec~
tor que de hecho &8 inactiva porque no sparecerfn partfoulas
Luera de los limites de la corriente de ellas qua ge oxtien-—
de solamente en la anchura del medioc rechazador.

Debe tenerse enfuenta que 10a canales son imaginarios.
Bs decir, no hay ninguna pared fisica que defina ninguno de =
los canales. Puede decirse que &stos estin definidos en la -
electrémica del sistema de identificacidn, como ge deseribiri
mfs adelante.

Expuesto muy brevemente, los canales selectores Dl,
D2, etc, definen 1a anchura dentyro de la cual ha de detechanr
ge una parifoula para que pueda habilitarse un respectivo ca=-
nal enaligsador Al, A2, elc. Los cannles analizadores no acumm
lan datos hasta que son habilitados por el canal aelector. Ha
ciendo al canal seleotor mfis estrecho que al canal analigador,
hay tendencia a evitar el anflisis de partfoulas que 58 CXmww
tienden Justarmente al interior de um canal analizador. Si un
canal analizador recibe datos que dan Iugar a una decisifn de
desviacidn de uwha partfcula, se accionan entonees dbs dlspesi
tivos proyectores de aire 24. Loz dog dispositivps accionados
son para los canales de proyeceifn que son adyacentes y la lf-
nea que los gepara es la lfnea central del canal analizador wm
gue proporcioné la sefial de desviacifn. '

Se verd que si la anchura de up canal selector fusse
igual a la de un canal anzligzador, la finglidad del canal selec
tor serfa smperflua. Asf, si el particular sparato clasificador
de un determinado mineral no emplease ventajossmente un canal 7- 
selector, &l aparato funciomarfa sin ninguno, como resulta evi=
dente por la deseripcidn. |

Oon referenela zhora a la figura 2(B), se mugstra wa
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versifn que presenta dos hileras adyasentes de toberas 24%.

Estas toberas se disponen superpusstamente de igusl mmnera

que los canales analizadores Al', A2', A3', ote. Existon =~

pues canales de proyeccilun B1t, B2Y, B3t, etc.; CORTEIPON=m
3 dientes cads wno do ellos a un respectivo canal snalizador.
El canal de proyecciln mostrade es de anchura ligeramente «
superior a la dz2 un canal analizador: sin embargo, el cansl
de proyeccidn podria ser de una anchura tan g6lo igusl a la
mitad de la correspondiente a un canal amalizador o tal vez
hasta de vez y media mayor gque ¢lla. Al fgual gque en la ver
sibn de la figura 2(4), los canales selectores IV, D2%, etd.
estin centrados respecto a log corrvespondientes canales ana-
lizadores A1%, A2Y, etc. |

Como puede verse, la verailn de la figura 2(B) es
completamente similar a la de la figura 2(A), en cusntoc a -
fumed cnamiento. Una particula que esté totalménte dentro del
canal analizadér A2%, por ejemplo, ¥ que sea tal que se pro-
duzea una sefial de deflexiim, causari un chorro de aire de -
la tobera correspondiente al canal de proyeccilm B2%. MicDe=
tras que en la versifn de la figura 2(4) eran accionadas dos

10

15,

20.

toberas, #6lo se acciona una en la versifn de 1a figura 2(B),
pero la anchura del chorrc de aire desviador pedria ser sensi -
blemente igual, porque cada tobers podrfa ser el doble de --
granie. ' ' _
25+ Con referencis ahora s las figuras 2(C) y 2(D), se
nuestran versiones en las ¢ue los canales anallzadores se Sue
perponen de tres en tres. La figura 'z(c) muestra toberas 24
. que definen canales de proyeccifén BL", B2", otc., que son =~
acelonados de tres en treé.‘ Bg deelr, el canal amalizador A27,

30. por gjempls, accionarfa toberas correspondientes a los cana=
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les de proyeceifn B2%, B3" y B4", Zn la figura 2(D) €l canal
analigador A2" accionarfa la tobera correspondiente al canal
.de proyeceibn B2'1* (que as scnsiblemenie de la misva anchurs
que B2", B3" y BA* conjuntamente). Se¢ verd quo los canales --
5 analizadores superpuestos constan ds un primer, un segundo y
wn tercer comjuntios. El primer conjunto comprende canales ang
Uzadores A", Ad®, etc.; el segundo conjunto cox:@rmile canae-
les anallizadores A2", A5%, eic.; y el tercer conjunto compren
de canales aralizadores A3", A6", elc, Cada cansl del segunde
10.- sonjunto A2v, A5", elc., se superpone a canzles adyacenten -
del primer conjunto, ¥s decir, ol congl AZ" se auﬁexpon&al v
canal AL" en wa rodida preferiblemente no superior a dos bor
clos de la anchura d¢ un cangl anallzader y A2Y se suparpons
al canal i4" en una medlds preferiblemente no superior a vn -
15. terelo de ls anchurz de un canal auallzador. Auilogamente, um
cansl anallzador del tercer conjunto {por ejemplo A3") Se su~
perpone 3 un par de canales adyecentes {por ejemplo, Al" ¥ 44v)
del primer conjunto, une en una medida preferiblemente no su~
perior a un tercio de 1a anchura del canal y el ofro en ung -
20. medlda preferiblementc no superior a dos tercics.
Ividentemente podrfan usarse otras disposiciones de
superposiciln en otros mfiltiplos o en obros grados, dependien-
do de las necesldades del disefo.
ElL pistena clvenitel se describird brevemante con re
2+ forencla o las figiras 3 ¥ 4, que de relacionan particulammen.
te con 1a disposiolln de canales de la figura 2{A). Un deleg-w
tor do clnta 36 proporciona una seiisl al comparados 36 relacia
. mada ocon la velocidad de la einta 16 (figura 1), Un oscilador
3% pxopomlané por el conductor 40 una seflal de cantirol de oxg
30 nomebrecidn bésica, que puede ser como se Indica en la Ligura
4{a), al aparato, que se splica también a2l comparador 38. Eate
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proporsions ung sefial de control al oseilador 37 para coniro-

" 1zr 1z salide del mismo, de maners qne esfé slempre relaciona=

da ¢on ls veloeldad de la cintz. Tales controles son bien o=
nocidos en 1a téepica. Evidentemente, esta disposiclén de con
troles no es esencial para la invenoifn.

U dispositivo de exploracilm 22, que pusde ser Cone=
venientemente del tipo descrito en la seclieitud de patente ca
nsdiense n2 gorkd192.153, depositada &l 11 de febrere de 1974,
efsetfis repetidas exploraciones a través de 1z zona de clasle -
ficacién pora detsctar lus refleja.dé. degde zonag sgpavadas de
cada partfcula mientras diche exploraeién la recorre. Se .qbno-
cen on la tdenice dispositivos de exploraciln mecénices y clée
tricos. Las partfculas san transportadas a través del disposie
tivo explorador sobre la cinba, ial como antericrmente se des-
eribe. El dispositivo expldraaor 22 recibe una sefizl de crono-
motraeifn y control desde el control de croncmetracifn ds ox-
ploracifn 41 y este contrcl es a su véz cronometrado POr ifieme
pulsocs de cronomstracibn enviados por sl condustor 4C.

El &igpositivo explorador 22 proporclons una sefial -
de salids 8l discrimlazdor de sefiales 42, cuya gefial e3 repree
gentativa de luz reflejada recibida por dicho digpozaitivo eXe=
plorador. Fl discriminador de sefiales 42 puede incluir un sis~
tema eircuital ACC y otro sistema clrcultal esbubilizador. Die
cho discrimivedor recibe también una seial de cromomeiracifén y
control desde el conbrol 43, que a s vez yecibe lmpulsos de -
eronometracifn desde el comductor 40. B1 discriminador de sefia
les 42 preporciona dos salidas. Una de ellas repreasenta la exe
teneidn o tamafic y la otra representa losg datos sobre las ca-
racteristicas de la luz reflejada. Estds datos podrfzn incluir,
por ejemplo, wma representaclén de 4rea, de un valor blaneo sue
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perior a un uivel predeterminade de luz reflejada, de un va=
loy neg}ro inferior a wn nivel predeterniinade, de wna seflal de
blanco slevada al cuadrado, de una sefial de negro elovada al -
cuadrado y da conteos represantativos de wm page de negro o ==
blanco o viceversa dentro de un tlempo praedetorminadc, 0 blen
otros, valores. Istas gefinles ge obiienen de lus gonductores ww
44 y 45, respectivamente.

Un resgistrador de cawbios 46 se hace avansar sacalo-
nadamente por los impuleos de crononetracidén a través del cop
ductor 40 y proporcions por ¢l cable 47 une serie de ssfiales
de control de seleceifn para los canales de proyeceidn, de mae
nera que £stos puedan ser habilitados secuenciglmente a través
de la zoma de clasificacién y sincronizedamente con el dLspo~-
sitivo de exploracifn. Ev las figuras 4(b), {e¢) y {d) se mues~
tran tres formas de onda de los cansles de proyeccifp. El blo-
que 46 se decigna por registrador de carbios de 40 etapas, su-
poniendo que hoy 40 canales de proyecciln, pero naturaimente -
dos reglatredores de cambios serian selecclonados de acuerds -
gon cualquier nfmero de canales exigidos por el diseilo.

Uh econtador de decenas 50 cuenta los fwpulscs del cun
ductor 40 de dlez en diez. In 1z versiln que se describs, cala
canal de proyeccifn puede conasiderarse por comsiguiente gotado
de diez partes. Un selector descifrador 51 esté comectado 21 ~
contador 50 y éste proporciona dos sglidas por los conductorea
52 y 53. Ta salida por el conductor 52 es una serie de impuisos

de arranque/detencifn para los diversos canales analizadores y -

la salida por o) conductor 53 es una serie de impulsos doe arran
que/detencifn para los canales selectores. El selector descli-

frador 51 proporciona medios para ajusta;i:a anchura de log ca=-
nales anallizadores y eaneles selectores por décimas de un cansl
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de proyeceidn, pudiéndose ajustar separadamenbe los dos. Por
ejomplo, la forma de onda de la figura 4{e) muestra Wiz Sge=
rie tipica de impulsos de arrangue de los canales anellzado=-
res y la forme de onda de la figura 4(f) muestra wra tfpica
S serie de impulsos de arranque de los canales ansiizadores. =
Tal como se ha descrito, se proporcionsn lumpulsos similaves
(uo mostrados) por el conductor 53 para los canales selecho- .
res.
Un cronometrador 54 que mormslmente ineluye wa mle
10. tivibrador hiestsble, proporciona uma forma de onda tal como
la indiceda en la Pigura 4(g), que se usz para demandar. una
declsifn, tal como se describirs seguldameste. Un crenometng
dor 5% recibe uma sefial del comductor 40 y del registrador =
de camblos 46 para proporcionar una sefial destinada a Qronow
15. mefrar un chorro Jeflector, como se describirf mis adelante, ¥y
que representa un impulso por exploracifn.
Fl sistema circultal hasta ahora deserito es comfin,
Bs decir, day uno para el aparato. T1 sistems cizewitel 2 des~
cribir mis adclante se relasionard principalmente cor W cae
20, nal anslizador. Habréd un sistemwa circuital anflogo por cada «
conal. En la figura 3 la lfnsa discontfnua 56 indica en gene-
ral un canal analizador. Las entrades sl mbdulo eircuital dee
signado por la linea discontinua 56 son todas entrades miltiples
e irdn a los 'otros canales, a excepcifn de la entrada en e} -
2%« eonductor 57 (desds el cable 47); que es la sefial del regige-
trador de carbios 46 para ene canai particular.
El slstema circultal 60 para los canales analizadores
recibe una pefiel de datos por el conductor 45, una scfial de ==
) arranque/defencién para dichcs canales analizadores por el con
30. ductor 52 y uma selecciln de canal por el conductor 5;7} La 5e~
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fial de arrangue/detenciln y la seleccidn de canal se usan
para proporclonar una sefial pava los canales anglizadores,
tal como se indlca en la forma de onde (k) dc la figura 4.
Las figuras 4{(h) v 4(1) muestran dos formas de onds super-
puestas para canales avnalizadores, como ejerplo. Tl sistema
circuital 60 annllza asf los datos recibidos z trevés del -
conductor 45 durante el periocdo de tiempo correspondientae,
por ejemplo, o la forma de onda (k) de la figura 4. Propor-
ciona una salida a la unidad aritmética 61 que, de acuerdo
con un programg pradeterminado, compara log dalos acumulaew
dos y ofrece una sallda de acuerdo con la comparaciln gue
representa una decisifn para desviar o no desviar. la osefial
que representa esto es una salida para la puerta AND 62. Cg -
mo ejeuplo solamente de un adecuado sistema clreultal de =
decisibn, se hari referencia a la patente canadiense n2 -
823.601, expedida el 27 de marze de 1973.

Tn circufto selector 63 recibe una sadrada del op-
nometrador 54 y wna entrada del conductor 57 que ropresenta
el cannl particular y proporclona uns sefigl de conbrol de -
deeisibn (tal como on le forma de onda {g) de la flgura 4),
pero solamente para ese canal. Bsta gefial conatituye olra -
entrada a la puerta AID 62.

%1 slstemn circuital 64 de los canales selectores
recibe una sefial selectora de arranque/detencién del ponduc«
tor 53 y une sefial del canal particular del conducior 5}. -
Proporciona como salida una sefial tal como la forma de onda
(1) de la figura 4. Zsta serfa la forma de onda seleptora =
asocladn a 1z forma de onda (h) de los canales analizadores.

In la figura 4 se muestra tanbién en (k) otra forma de onda
de canal selector que estarfa asociada a la forma de onda (1)
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de canal anglizador. Se sobservard que"las formas de onda se~
loctoras estén centralmente aitnadas dentro de las yespottie-
vas formas de onda de los canales anzllzadovres ¥ respecto al
1{mite entre formas de onda de cansles de proyeceidn.

5. El sistema circultal 64 de loa canales selectores

7 proporciona una scfial de entreda sl coubrol 65, siendo 1s otra
entrada sl control 65 la sefial de 4res del conmdnctor 44, EL ==
eontrol 65 proporcionz uns sslida slenpre gue se halla presen~
te una partienla durante esa forma de onda de canal selector y

10. 1z, salida se aplica como tercera entrada o la puerta AND 62, =
Pambién se aplica una sallda a un registrador de cambios 66.

Ia sallda del control 65 pava el registrador de came
bios 66 serd una serie de impulsos de cronometracién a zagén de
uno por exploraciém para cualquiera de éstas en’ la que haya unn

15.- | sefial de frez on el conductor 34 para ¢l respectivo canal se--
lector. %eto cargarf al reglstrador de cambios 66 de asuwerdo -
con la longlitud de wna partfcula (medida en exploracionss).

Ia otra salida del control 65 a la puerta AWD 62 in
hibirs o esta pueria siemgre que se halls presente una parifous

20, 1z. Asi, no se produce ninguna sallda de 1la puerts AWD 62 hase
ta que el disposltivo explorador deja de reeorrer uns pariicula
en ese canzl. Cuaado tiene lugar la primere exploracidn exemis
de partfovlas o que ya no recorre unaz de &éstas en ese particte
lar canal selector, se produciri una sefial habllitedora desde

25 ¢ el control 65 a le puerta AND 62. S1 la unidad aritméilea 61

~ proporcious tembién wna sefiel habilitadora indlcativa de que la
particuls ha de ser desviada, entonces la puerta AND 62 pasari
1a sefial de control de deoisidn desde la puerta 63 al reglatra-
dor de cemblos 67, que causa la transferencla de informacién -

30, 2lmacenads desde el registrador 66 al 67.

A T

Tt L
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La aeﬁal del croncmetrador 55 controla entonces el
avancs de informacién desde el registrador de cawbios 67 a
través del oonductor 68 a las puertas (R 70 ¥ 71 que accio=
nan los controles 74 y 75 de vilvulas de aire respectivamen
%e a través de adecuados medios demoradores para causar una
proyecelén de alre desviadora en los respectivos canales de
proyecoidn,

El sistema circultal de reajuste no ha side indie
¢ado por aimplificacibén de dibujo y deseripeibn. Se supone
que los expertos familiarizados con esta téenica somprende=
rén que tal simtema circuital es necesario y hien conocido.
Por ejemplo, una vez que tiene lugax-'h transferencia de in
forvacifn desde el registrador 66, la unidad aritmética 61
¥ el reglstrador 66 son reajustados.

Se supone que el funcionamiento del sistems de iden
tificecibn quede suficientemente claro; sin csbargo, se ofre
serd una breve descripoién de algunos ejemplos de parifoulas
tpioas en su dssplazamlento a txavés de le zons de clasifi-
cacibn.

Con referencia ghora a la figura 5, se musstran en
80 y 81 dos piezas de material, tales como de xooa, en wna
parte superior (A) y wma parte inferiocr {B) del dlbujo. Ias
dos partes dol dibujo se emplean pare mostrar como los cana~
les superpuestos manipulan esas partfculas determinadss. Ias
partfoulas 80 y 81 se muestran como de tamafic y forma similg
m, pero su poslcién lateral con relacién a los limites de

- los canales de proyecoiln es dii‘emn‘t;e.

Con referencia en primexr lugar a la figura ’5(A}. la
pa:ticula 80 tiene une poreidn extendida en el canel analiza-
dor A.’I y serd analizads por el mismo como seguldamente se in-
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dica. Los dispositivos da exploracién sefinlados en 2, 3y 4
recorrerén esta paritfcula 80, perc no se ofrecerd ningtn dp
$o para su anilisls porque no ‘aparece nads en el cansl seleg
tor B7. In ¢l dispositivo explorader 5 aparece una porcidn
en el cangl selector D7 y se proporcionarin datos pars Su -
anflisis en el canal A7, como se indica por la porcifn en ==
linga gruesa del dispositivo de exploracifn 5. Anilogamente,
los dlspositivos de exploraciém 6 & 11 proporeionarin datos
para su anilisis. Asf, se efectuari una decisifn por el sis-
tema eircuital del camal A7 para aceptar o rechazar gobre la
base de los datos presentes en los dlspositives de exploraes
clén 5 4 11, 5% la partfcula ha de ser desviada (como se des-
eribe en relacidn con la versifn de la fizura 2(A) ), serén
scoionados log dispositivos deflectores para los canales de -
proyeccidn B’I ¥ B8,

La partfcula 80 serd analizada tawhidn per el canal
analizador A8 al que se superpones, el cusl se maestra en (B)
de la figurs 5..“ Los datos procedentes de los dispos;tivos de
exploracifn 2 4 12, como indican las 1lfneas gruesas, serén -
analizados. Se ;varé que el canal analizador A8 permite €1 ==
anélisis de loa datos sobra pricticamente la totalidad de ==
la partfcula, proporcionando asf un anflisis preciso.

Con referencia todavia a la figura 5, la partfcula
81 opupa wna difereante posicifm lateral y tal como se musatya
en (A), ¢l canal anallzador ALO analizard datos procedentes «
de los diﬁpusitivoa de explorzeifn 2 & 12. En este canal AL0
el que analizard précticamente toda la particuls y proporeio-
nard la decisiba més exacta. Si la partieula ha de ser deswig
da, serén accionados los dispositivos deflec'ﬁorea de los cang
les de proyeecifn B1C y Bll. S.h;: embargo, tal como sg Indica
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en la figurs é(B), la particula 8l eB analizada también por
ol ocansl analizador All. El dispositivo de exploracién 2 ne
proporciona datos a analizar, porque no gparece nads on el
mismo por el canal selector Dll. En el dispositive de exple
raolén 3 se explora ung porcifn de partfcula 81 en @l canal
selactor D11, como ge indica por la lfnea gruesa. Ento ini~
clard el andlisls y los datos de los dispositivos do explo-
racidn 4 & 12 serfin anaglizados por el canal anallzador A2l.
Los datos znalizados por este camal estén indicados por 1i-
neas gruesas. Se verd que s8lo es analizada una porcidn de
Ja partfoula por este canal.

Por le anterior descripcifn referida a la figura 5,
se veré que uns particula es analiszada por més de un cansl
enpe:pueat.o ‘en muchos casos, sl el disefio es pdecuado, pero
que uno Ge losg canales analizard la totalidad o upa porcidn
suatancial de la partfcula para proporciopar uma clasifica-
oifn eficiente.

Ta situaclén no es tan sencilla cuando doa partficu
las se hallan en contacto, pero no cbstante; la precislén -
conseguide por el presente slateme @8 muy buena. La figura 6
rueatra en (A) dos particulas en contacto 83 y 84 $al como -
serian znalizadas por los camales A8 y A10, y en (B) muestra
las mismas dos partfoulas tal como serfan enelizadas poxr &l
canal A9, Ias lineas gruesas indican los dispositivos ds ex=
ploraclién que proporcionan datos a enalizar como en el caso .
antexjor. Se verd en la figura 6(A) que ¢l cenal analizador
A8 analize datos de una porcibn muy grande 3de partfoula 83
Y que el canal analizador AlO analiza dstos de una porelfin -
muy grande de la particula 84. Asf, précticamente la totali-
dad de cada partfoula es sometida a un anflisis por canales



-24 =

separados ¥ cebe esperar que la clasificacifén resulte exacia.
st 1z partfoula 83 ha de ser desviada, Se acelonardn los dls-
positivos deflectores para 1os canples do proyeceién B8 y B9.
si ha de desviarse la partfcula 84, se accionarén log dispCe-
5 sﬂ;vaa deflectores para 1los cansles de proyeccifn BLO y Bll.
Asf, cumlguler partfcula puede ser ééepta&a, o rochazada sin
interferencia producida por el ofro canal amalizador.
o Sin enbargo, el canal analizador A9 snslizars tazblén
datos sobre la partfcula compuesta (partfoulas 83 y 84}, como
10, se indics por las 1fneas gruesas en (B) de la figura 6. Se vg
14 que ol canal A9 cbserva aproximadamente un 50% de la super
| ficle de cada partfowle. SL han da ser aceptadas aubes partf-
eulas © si han de sor rechasadas las dos, emtonces la dectsifn -
del oanal A9 deberd colneidir con los resultados de los canne
15, les A8 y 410 y por comsiguicate la decisifn del canal A9 care-
ece de Lmportancia. Bn esta situacldn se produciri una clasifi-
cacifn exacta. En el caso en gue una partfoula sea mceptada y
la otra rechazada, pues de hecho pusden ser de mineral y de -
desecho en grados variables, entonces no puede predecirse la
decisifn del eamal AS. EL sistema'cigcutta’i (en este caso, el
descrito en relaciln con la figura 2{A) ) se dispone de¢ mane=-
ra gue cualguier canal A8 8 A9 pueda causay una deflexifn en
el canal de proyeceifn B9 y anflogamente el cansl A9 & ALO —=
pueda causar una deflexifn en el canzl Bl0. Si al canal A9 no
25; @ansa ung deflexidn respecto a los canales de proyeecifn B9 y
BiO,; el resultado dependeri de lzs decisiones de los canaleg
48 ¥ A10. Ia precisifn no resulta afectada. Pero si el canal

20.

A9 decide causar wna proyecclén deflectora para su partfculs

ecompuesta, ambas particulas 83 y 84 serén desviadas probable-
30, mente ¥ en esta situacifn pod.ri;an producirse errores de clasl

ficacibn, Asf, se veri que cuando se consideran dos partfculas
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en contacto y cuando una de ellas es de minersl y la otra
de material de desecho, y cuando €l canal anallizador super=
puesto que esti comsiderande uma poreidn relativamente gran
de de cada particula decide desviar teles partfculas, po--
drfan producirse srrorss de clasificacifn. El grado del w=-
error dependerd de la posiciln de las partfculas, de su com
posiciln y de su amafio, asf como. de olros factores.

Se supone Jue la deseripeiln hasta ahora expuesta -
explica el funclonamtento del sistema y del aparato de iden=~
tificacidn con absoluta claridad. Evidentemente, podrfa din~
ponarse un sistama de cirewftoa variante para llevar a ecabo
el funcionmamiento de la versifn especificamente mosirada. Eg
ta descripeiln anterior se ha relacionadoc en general con ca~
ngles superpuestos cxtendidos longltudinaslmente {es decir,
an la direcolln en que 1as partfculas so mueven a través de
1a vsona de clasificacién). Ademis, si se deseas, pueds smplears=
#e wna disposiciln de canales suparpuestos extendidos trans=
versalmente, para mejorar le definieidm respecto a la direc~
cidn de flujo. Con referencia s la figura 7 ae deseribiri --
une disposicién destinada a ello.

Bl sistema oircuital de la figura 7 os susiancialmen
te lgual al de la figura 3, perc s« dispone m conjunte adi-
clonal de mélulos analizadores para proporeionar canales sue
perpusstos extendidos paralclamente a la direccién de explo=
racifn. Cada uno de log médulos anteriormente descritos (por
ejemplo el mostrado por 56 en la figura 3) es sustitufdo ahoe
ra por mn par de ellos. Ademds, hay un contador de exploraw-
cibn 85 qlie recibe wn impulso por exploracién desde el regls-
trador de caubios 46, y un desol £rador 86., Hste f1timo produ-
ca trenss de lwpulsos auperpuestos, como se Indica en la fl-=
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gura 8, que pueden comprender un alic durante una explofa=~
eibn y un bajo durante siete exploraciones, por ejemplo. Losg
trenes de impulsos se aplican a las pusrias OR 90 y 91+ Las
salidas ‘éal gontrol 65 se zplican tambifn g la respectivg ==
pusrta OR del correspondiente nfdulo. IZsto tiens por efecto
¢l superar lg salide de los controles 65, haclendo que 1o =
eirevitos produzesn decisiones y se reajusten en la explora-
cifn seleccionada, tanto si ha side alcenzado o no el extremé
de una particula. El slstema circuital de declsifn funeioma -
como antericrmente bajo ¢l contrel del circufto 65 ez wn inee
tervale de sicte exploraciones. Log adicionsles registradores
@e comblos 92 y 93 funcionan como los registradores 66 y'ﬁ'} -
en ¢l otro mbdvlc. El regisirader S3 esté conectado a las puer
tas CR "}0 ¥y 71 como ge muestra.

5u supone que el funclonamiento del sigstema de la fi-
gura T queda suficientemente clarc. 3¢ cconsigue una perfeccio-
nada precisifn en la direccisn ¥ a costa de otro copjunto de
médvlos. El sistema circultal demanda decisicnes 2 un nfmerc
predeterminado de oxploracicnes, asf cumo cuando el final de
wna pisza de material sale de la zonz de ezploracifn.

Lo % 4

La Patente de Invencifn que se salicita por velnte ==
afios, para Espeafia, de acue®do con lz vigente Ieglslacifn, dew
berd recaer sobre: " SISTENA DE IDENTIFICACION PARA APARATCS
CLASTFICADORES®, con Prioridad de la Solieitud de Pabente en
Cavada n? 204.023 de fecha 4 de Jullo dé 1.974, Begls las ca~

racteristicas csenclales de las siguientes:

2R EITVIND A OHES
12,~ Sistems de identificaclidn para aparatcs clasifi-
cadores, de piezas de material q.ue s8¢ nueven a través de una
gona de clasificacifn en una corriente irregular de irayecto=
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rias amplia, q_x;e comprende: medios de exploracidn destinados

a efectuar repetidas exploracionss a travds de la zona de ~
clasificaoibn para detectar luz reflejada desde gonas separg
das d¢ cada pleza de material mientras &l Alspesifive de exe
ploracién recorrs dlcha pleza y para proporcionar una sefigl

de exploracidn representativa de la luz reflejada; medios de~
flectares situados corriente abajo de log medio de explorgw=
olln y que comprenden una serie de dispositivos defbetorea ~
extendidos a través de la citada zona de clasificacién, pre~
sentands cada dispositivo una primera condieibn que pemﬁe
que las plezas de materizal que pasan por €1 sigan una prede~
terminada trayectoria no desviada, y wna segunda condicidn ~
gue desvia las plezas de material pasantes desde dicha traee
yectoria predeterxzinada; mediocs electrdnicos que generan sew
figles de cronometraciln relaciomadas con el ritmo con que el
digpoaitive de exploracifn recorre la zona de clasificaciin,
cuyas sefiales de cronomeiracifn xepresentah una serie de ca-
nales analisadores superpuestos, cada unc de ¢llog extendido
paralelamente a la direccifln de movimiento de las plezas de
material a través de la zona de clasiflicacifén; medios clreui~
tales para cada canal analizador, cads wio de los cuales recl-
be la citada sefial de exploracifn y una respectiva sefigl de =
oronometraciln para acumulzr informacifn de 1a mencionada St
fial de oxplorascifn relacionada con plezas de material situgew
das en ¢l respective canal anslizador y proporcionar mna sefial
de decisifn basada en la informecisn acwmulada sobre una p.teza't
de material; y medios de control para cads sanal snalizador,
que responden & la roferida sefial de decisifn para accionar =
wna serie de dispositivos deflectores extentidos por 1o menos
on %todn la anchura del canal anallzador.
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28,« Slstema de identifficaclén para aparatos clasifi
tadores, segln la reivindicaeibn 1, en el que dichas gefiales
de cromometracién repregentativas de una serie de canales ang
ligadores s¢ diapbnan de modo que represenien por lo manos dos
gonjuhtos de tales cannles, estando cada conjunto posiclonale
mente desplasado de log otros para formar una di.spogiei&n o
perpuesta predeterminada. '

38,~ Sistema de identificacifn pava aparatos olasifi-
cadores, para un apavato clasificador de plezas de materlal -
que s mugven a travée de una zong de clasificaciln en wna eg
rriente irregular de trayectoris amplia, que compraende: medios
de exploracifn destinados a efactuar repetidas explc'macs.onas -
a travba de la gona de clasificacibn para detecliar luz roflow
Jada de zonas separadas de cada plesza de malerial mientras ¢l
dispusitivo de exploracién recorre la referida pleza y para -
proporcicnar wia sefisl de exploracifn representativa de la luz
refiejada; medlos deflectores situados corrlente abajo de los |
medios de exploracibén y que comprenden una serie de dispoeiii-
voé deflectores que g6 exbienden a travée de la gona do clasi-
ficacibn, presentando cada ﬁspusiﬁi#o*ma primera condicibn -
que permite que las plezas de uaterial que pasan pox €1 sigen
una predeterminada trayectoria nov desviada, y ma segunda con
dilcibn, que desvia las plegzas de mﬁezial pasantes de eEg  we
‘I;:ea:}ectcria' predeterminada; medios electrénicos que generan -
sefiales de eronometraclfn relacionadas con €l ritmo con que el
&lspositivo de exploracldn recorre la zoﬁa. de clasificeecifn,
representando tales seflzles de cronometracifn (a) una serie -
de canales analizadeores supcrpuestos, cada uno de ellos extons
dido paralelamente a la direcci§u de movinignto de les piezas

de materiel o través de la zoma de clasificaciln, comprendienw
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do dicha se.g.lé un primer -conjunto de cansles analizadores dise
puestos a trevés de la referida corriente irregular de trayec~
foria amplia, oon un espacio predeterminadc entre canales anae
lizadores actvaeen"ces. ¥y por 1o menos un segundo conjunto de e¢a
nalen anslizadores, cada uno de elles extendido & travée de -
un respeciivo espacio predoterminade entre canales adyacentes
del primer conjunto y de cada porcidn superpuasta de los canae
lea del primer conjunto adyacente sl espacio predeterminadg w-
entre ellog, y (b) wm canal gelsctor por cada cansl analizador,
centedndoge cada canal selector wespecto a un correspondisnte
canal analizgador y presentando una anchura inferior a la de we
dste fltimo; un primer medio circuital por cada canal seleCe=
tor, cada uno de los cuales rocibe la mencionada gefial @ oXe
ploracién y una respectiva gefial selectora y proporciona una
gefigl habilitadora cuando se detecta wa plezs de material en
ol respectivo canal selector; un segundo medic eircuital por
cada canal analizador, cada uno de loa cumales recibe una ggwe
fial hadbilitadora de un primer medlo circulinl respectivo, la
reforida sefial de explorasciln y wma respectiva sefial de cronoe
matracifn del canal analizador y, cuando es habilitado, acumu=
la informacidn relacionada oon piezas de materfial presentes
en el respective caunal anallgzador y proporciona una sefial de
deoialén basada en la informacién acumulada; y medios de cone
trol para cada canasl analizador, que responden a la citada =
gsefial de declslin de un segundo medic eircuital yespeotivo <
pare ascclonar, desde la primera a la seguuda condlcifn men--
cionades, una serie de dispositives deflectores extendides =
por lo menoa en toda la anchura del canal analizador.

43.» Sisteme de identificacidn pava sparvatos clasifl
cadoren, segln la reivindicaciée 3, en el que los referidos =
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cangles analizadores son todos de la misma anchura.

58.~ Sistema de identificacifn para aparabos clasi-
ficadores, segfin la reivindicaclén 4, en el gue los canales
analizadores superpuestos coastan de un primer conjunto y de

De m segundo conjunto, centréndose cada canal del segundn cone
sunto respecto a. un corregpondlente espacio predeterminado
entre adyacentes conales del primey con;jnntq.

63.- Sistems de idembtificacién para aparatos closie-
ficadores, segln la reivindicacifn 5, en el gue cada canal -

10. del segundo conjunto de canales analizadores se superpoue a
poreiones de cenales del primer eonjunto adyacenfes a wn reg
peetivo espacio predeterminsdo, en uns medida infevioy a 1a -
mitad de la snchura de wn canal por cada superposicifa.

T8+~ Slatema de Lidentificgeiln para aparatos clasie

A3e ficadores, segin la reivindicacifn 6, en el que la anchurg -

) de un dispositivo deflector es superior a la mitad de la ane
chura de vn cenal analizador e infericr a la anchurs de un =
canal analizador, y enm el gue el nfimero de disposilivos do=e
flectores a accionar por cads medio de¢ conbrol es de dos.

20 88.~ Sigtema de identificacifn para sparatoa clasi-
ficadores, segin la reivindicacién 7, en el que los disposie
tivos deflectores se hallan en xelacila de apoyo lateral a -
través de la referids zona de clasj.fg.oaciﬁn.

08,~ Sistema de Lden’uiﬁcacién pare aparatos clasi—

25« ficadores, segﬁn la reivindicacifn 8, en ¢l que la auchura =
de un dispoasitivo deflecior es ligeramente superior a la an-
churg de un cenal anallzador, y en €l que los medioé deflace
tores comprenden wnz primers hilera de dispositivos deflecto-
ros en relacibn de contacto lateral a través de la citada zo-

3. na de clasificacibn, y una segunda hilera de tales dispositivos
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longitudinalmente adyecentes a la primera hilera y cada uno
de los cunles se superpone o dlspositivos deflecbores adya-
centes de esa primera hilera.

Y04%,~ Sistemn de Lfdentificacifn parz aparatos clasi=
ficadores, segfin la reivindicacifdn 9, en el quo el nfmero de
dispositivos deflectores a accionar por cada medlo de conkrol
es de uno. :

118, Sistera de identificacifn pava aparatos clasi-
flcadores, segln la reivindicacibn 4, en cl que log capales
analizadores suporpuestos conglian de un primer, wn gegmido y
un tercer conjuntos de ellog, superponidndose cada canal del
segundo conjunto a un czngl de un par de ellos a&yé.centea del
primer conjunto en una medida no superior s dos texcios de =~
la anchurs de dicha canal, y al otro canal del refexido par
de canales adyacentes en una medida no superior a un ferclo de

 la anchura del mismo, superponiéndoss cada caual del tercer -
~ conjunto & un canal de un par de ellos adyacentes del primer

conjunto en una medida no superior a un tercio de la guchura
de tal canal, ¥y al otro canal de dicho par en una medida 10 =
superlor a dos tercloz de la enchura de este oltro cangl.

128.~ Sistems de identificeciftn para apasratos clasie
ficadores, segfin la reivindicacidn 11, en el gue la anchura =~
de un dispositive deflector os ligeramente mayor que un ter~
cic de la anchura de un canal arxélizador.

138.~ Sistems de identificaclén pera aparatos clasiw
ficadores, segln las reivindicacloneé 11 6 12, en 6l que 4w~
chos Adispopitivos deflectores csiign en relselfén de contacto =
lateral a través de la cltada zona de blaamaacibn. y en gl
que el nfirero de dispomitivos deflectores a acclonar por ga~
da medio de control es de tres,
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142 .~ sistoma de 1dentificaciln para z2parstos clasie
ficadores, segin la reivindicaeidn 11, en €l que la émmzra. -
de wmn dispositive deflector es ligeramente mayor que Ia de un
canal analizador, y en el gue los medios deflectorss comprene
den una primera hilera de dispositives deflectores en relocifn
de contacto lateral a través de la zona de clasificacifn, una
segunda hilera de dlspositivos deflectores en relacidn de cone
tacto lateral, cada uno de los cusles ge superpone a disposie
tivos adyscentes de la primers hilers sensiblemente en don e
tercios y un tercio respectivamente de la anchura de un digpo-
sltlvo deflector, y wna bercera hilera de dlapositivos deflec~
tores en relacifn de contacto lateral, ceda wno de los ouales-
se superpone a dispositivos adyacentes de la pinera hilera ==
sensiblemente en un tercio y dos tercilos respectivamente de ==
la auchura de un dispositivo deflector.

158.~ Sistema de identificacibén pera aparatos clasi-
ficadores, segln la reivindicacibn 14, en el que el ziﬁmero de
dispositivos deflectores a socionar éo:.' cada medio de combzrol
es de uno.

162.~ Sistema de identificacidn para aparatos clasi-
ficadores, segfin las reivindicociones 1, 2 6 3, en €l que loa
dispoaitivos deflectores son toberas proyectoras de aire para
dirigie un chorro de aire desviador hacla las piezas pssantes
de materisl. '

178.« Slstema de ldentificacidn para aﬁax:ataa clagi-
ficadores, sezin las reivindicaciones 1, 2.6 3, que incluye -
adenmds medios electrbmicos generaﬂorés de sefiales cronometradg
ras adicionales relacionadas con un nfimero predeterminado ds -
exploraciones ¥ que representan una serie de canales analizadg

res superpuestos, cada uno de los cuales se extiende transverw



Be

19,

20,

.33 e

salmanie a la zona de clasificacién en direccibn sustanciale
mente en fngulo recto respacto a la direccidn de wovimiento -
de plegas de materlal a través de la zona citade de claalficg
cién, aplicéndose dichas sefiales de cromometracién adiclonmes
lea o los raferidos medios circuitales para infciay la provie
8ién da la oltada sefial de decisiln a intervalos definidos pop
¢l mencionado nfimerc predeterminadb de exploraciones.

188,. sigtema de identificacifn para aparatos clasie
ficadores, segfin la reivindicacidn 3, que incluye otros medios
alecirdnicos gemeradores de scfiales de cronometracién repra~e
sentativas (¢) de ua par de canales anzlizadores superpueston
qite se extlenden transverasalmente a laz gona de clasificacidn
¥ a través de la direccidn de movimiento do dichas piesas de =
materisl, estando definidos los canales analizadores superpuege |
08 por un nfmerc predeterminado de exploraciones, y mediog -
gque responden a dichas sefidles reopresentativas (e¢) para inloiar
ia prmrisi& de la citada sefial de decisifn cusndo estd siendo
mlora&a una pieza de material a intervalos correspondientes o
dlos referidos canales definidos por ¢l mencionado nfimero prede-
terninado 'de exploraciones. .

198,» "SISTHIA DX IDENTIFICACION PARA APARATOS CLASIw

FICADORES .

Seglin queda sustencizimente descrito en la presente

FRh OB ME ld/' L2 R X 2 & 3 J
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Yemoria que consta de ireinta y cuabro hojas, egeritas z mie

quina por une gola cara y acompafiada de dibujoas.
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